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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE - EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-4: Exigences particuliéres — Configurations d’essai,
conditions de fonctionnement et critéres d’aptitude a la fonction pour
les dispositifs de surveillance d’isolation en accord avec la CEl 61557-8
et pour les équipements de localisation de défaut d’isolation
en accord avec la CEIl 61557-9

AVANT-PROPOS

1) La fommission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une orgapiSation\ mondi
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Cori i0
pour| objet de favoriser la coopération internationale pour toutes e
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl —4

hlisation
a CEIl a
ans les
publie des|Normes

interhationales, des Spécifications techniques, des Rapports te SEX ificajfons accessjbles au
publ i i 3 ige a des
com iper. Les
organi rticipent
égalg n (ISO),
selo

2) Les mesure
du p P la CEI
intére

3) Les agréées
com e la CEI
s'as onsable
de I'

4) Dang le but d'encourager i ité i \atiomale, JOomités nationaux de la CEI s'engagent, dans|toute la
mesyire possible ; nte les Publications de la CEl dans leurs publications
natignales et ré > di enjre toutes Publications de la CEl et toutes pubjications
natignales ou réy S es doilendetre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La CEI n’a prévu ) & rquage valant indication d’approbation et n'engage|pas sa

resppnsabilité po squi 5 &8s conformes a une de ses Publications.

6) Toug s sont en possession de la derniére édition de cette publicatipn.

7) Aucl 3 imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiligires ou
mangflataires, y coms ses expefts particuliers et les membres de ses comités d'études et des [Comités
natigna d Qut préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tqut autre
dom elgiematuredque ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris [les frais

de jd
toutd

découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
autre Pu ication\de la CEIl, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attentioh est attirée/sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pubjications
réfénencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attiree sur le fall que certains des elements de la presenie Publication de la CEl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61326-2-4 a été préparée par le sous-comité 65A: Aspects
systémes, du comité d’études 65 de la CEl: Mesure et commande dans les processus
industriels.

La série CEIl 61326 annule et remplace la CEI 61326:2002 et constitue une révision technique.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-4: Particular requirements — Test configurations,
operational conditions and performance criteria for insulation
monitoring devices according to IEC 61557-8 and for equipment

FOREWORD

1) The |nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide orgarization izati mprising
all npational electrotechnical committees (IEC National Committees). The obj j promote
interhational co-operation on all questions concerning standardlzatl elds. To
this fend and in addition to other activities, S ifications,
Tectlnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) e eferred to Bs “IEC
Publfcation(s)”). Their preparation is entrusted to technical cg i \ terested
in the subject dealt with may participate in this prepartory . governmental apd non-
govgrnmental organizations liaising with the IEC also pa & i IEC collaborateg closely
with [the International Organization for Stan i e with condltlons deternjined by
agrepment between the two organizations

2) The nearly as possible, an intefnational
congensus of opinion on the relevant subjects sint ommittee has representation |from all
interpested IEC National Committees

3) IEC |Publications have the form of recom National
Compmittees in that sense. sona 5 t of IEC
Publfjcations is accurate, [k for any
misifpterpretation by anypend

4) In ofder to promote inferna National Committees undertake to apply IEC Pubjications
trangparently to axi e nt poSsible |n heir national and regional publications. Any diergence
betwleen any IEC icay national or regional publication shall be clearly ind|cated in
the lptter.

5) IEC |provides no diCate its approval and cannot be rendered responsible|for any
equipment decla an |IEC Publication.

6) All users shou e latest edition of this publication.

7) No |l g directors, employees, servants or agents including individual experts and
men itt€es and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
othe & whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fdes) and
exp¢g publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any ofher IEC
Publ

8) Attention s drawn~o fHie Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indigpensable for the correct application of this publication.

9) Atte ibili ibject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61326-2-4 has been prepared by subcommittee 65A: System

aspect

s, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement and control.

The IEC 61326 series cancels and replaces IEC 61326:2002 and constitutes a technical

revisio

n.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

65A/473/FDIS 65A/478/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La prégente partie de la CEI 61326 doit étre utilisée en conjonction ave El 613
elle sujt le méme systeme de numeérotation des articles, paragraphes, t i
cette derniere.

P6-1 et
es que

La CE que de
mesurg
Partie [1:
Partie p-1: S onditions de fonctionpement
5 hesure
Partie pP-2: i atior 5 onditions de fonctionpement
ari sure et
Partie P-3: i i dessai, conditions de fonctionfjement
ement
Partie pP-4: jons d’'essai, conditions de fonctionpement

Partie

Partie
Partie

munité pour les matériels effectuant ou prévus pour e

pour les dispositifs de surveillance d'ig|
pour les équipements de localisation de

relation avec la sécurité (sécurité fonctionnelle) — Appli

xécu

olation
défaut

bc des

er des
cations

Le conpité,a“décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintel;Jange indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstore.j

données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.

» ns les

Le contenu du corrigendum de juillet 2011 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

65A/473/FDIS 65A/478/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This part of IEC 61326 is to be used in conjunction with IEC 61326-1 a ows the same

numbefing of clauses, subclauses, tables and figures as that standard.

IEC 61326 consists of the following parts, under the general titl ent for

measufement, control and laboratory use — EMC requirements:

Part 1: General requirements

conditions and
EMC

Part 2{1:  Particular requirements — Test
performance criteria for sensitive test z
unprotected applications

Part 2{2:  Particular requirements — Test ) conditiong and
performance criteria for p ¥ nd monitoring equipmert used

) , operational conditions and

sd rs Wy grated or remote signal conditipning
'\%on'u ations, operational conditions and
tio itgring devices according to IEC 6[L557-8

ault lgcation according to IEC 61557-9

Part 2{5:  Particular irem configurations, operational conditions and

perf@n e i field deyjces with interfaces according to IEC 61784-1, CP
Part 246:
Part 341:

Part 243:  Particular requirements
performance criteria for tral

Part 244: Particular reg

",

or equipment performing or intended to perform kafety-
nctional safety) — General industrial applications

The cg 2 idéd that the contents of this publication will remain unchanggd until
the mai rest date indicated on the IEC web site under "http://webstore.ied.ch" in
the dat specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed:

¢ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
« amended.

The contents of the corrigendum of July 2011 have been included in this copy.
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MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE - EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-4: Exigences particuliéres — Configurations d’essai,
conditions de fonctionnement et critéres d’aptitude a la fonction pour

les dispositifs de surveillance d’isolation en accord avec la CEIl 61557-8

1 Domaine d’application

L’Artic

Additign:

La pr
config

— la gurveillance de l'isolation en ac

- lal

fautes

2 Reéférences nor

Les d

et pour les équipements de localisation de défaut d’isolation
en accord avec la CEl 61557-9

e 1 de la CEl 61326-1 est applicable a I'exception de ce qui §

sente partie de la CEI 61326 spécifie plus—en s fa _CE| 61326

)cument J7S
nt. Pour tes »

1, les

rations d’essai, les conditions de fonctionne aptitude a la fonction
pour Ids équipements pour

tion de
d’isolation permanents ou semi-permang G : : istributioh.

résent

rences

docum
non d{ées, la dernfe iti S ent de référence s'applique (y compris les événtuels

amend

L’Artic

Additign:

CEI 61
mesur

000¢4-2: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-2: Techniques d'ess{
b </E£S8sai d'immunité aux décharges électrostatiques

i et de

CEI 61000-4-3: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3: Techniques d'essai et de
mesure — Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques

CEI 61000-4-4: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-4: Techniques d'essai et de
mesure — Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves

CEI 61000-4-5: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-5: Techniques d'essai et de
mesure — Essai d'immunité aux ondes de choc

CEI 61000-4-6: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-6: Techniques d'essai et de
mesure — Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques


https://iecnorm.com/api/?name=007ac90aa71fcdc85f15e622efe01db8

61326-2-4 O |IEC:2006 -9-

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-4: Particular requirements — Test configurations,
operational conditions and performance criteria for insulation
monitoring devices according to IEC 61557-8 and for equipment
for insulation fault location according to IEC 61557-9

1 Sqgope

Clausq 1 of IEC 61326-1 applies except as follows:
Additidn:

This part of IEC 61326 specifies more detailed test co orial conditio
performance criteria than IEC 61326-1 for equipmen

— insplation monitoring according to IEC 6155 8;
— insplation fault location according tqQ |

This applies to S ¢ insulation fault location s
permanently or semi-permanently con ect@ e distribytion system.

2 Normative refer

The fojlowing reférence spensable for the application of this dog
For dajed refere, it ifedNapplies. For undated references, the latest

of the feferenced do

Clauss

Additign:

IEC 61000- = vagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measu
techniques =-Eléc tic discharge immunity test

Yo
a

ns and

ystems

ument.
edition

rement

IEC 61|000-4-3: Electromagnetic_compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measu

rement

techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement

techniques — Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement

techniques — Surge immunity test

IEC 61000-4-6: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement

techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
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CEI 61000-4-8: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-8: Techniques d'essai et de
mesure — Essai d'immunité au champ magnétique a la fréquence du réseau

CEI 61000-4-11: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-11: Techniques d'essai et
de mesure — Essais d’immunité aux creux de tension, coupures breves et variations de
tension

CEI 61326-1:2005, Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire -
Exigences relatives a la CEM — Partie 1: Exigences générales

CEI 61557-8, Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V
c.a. et/ 1 500 V c.c. — Dispositifs de contrdle, de mesure ou de surveill res de
proteciion — Partie 8: Contréleurs d’isolement pour réseaux IT

000 Vv

CEIl 61[557-9, Sécurité électrique dans les réseaux de distribution
3 res de

c.a. et/ 1 500 V c.c. — Dispositifs de contrble, de mesure ou de
proteclion — Partie 9: Dispositifs de localisation de défauts d’iso

CISPR| 11:Appareils industriels, scientifiques et médicaux 5 rique —
Caractgristiques de perturbations électromagnétique

3 Tdrmes et définitions

Pour Ipes besoins de la présente partie de la
CEIl 61326-1 s’appliquent, a I'exceptionrde ce qii st

Additign:
3.101
résistance d’isolation
Re

résistance dans | S

alate

ycluant la résistance de tous les appareils connectés

[CEI 6

3.102
valeur
Ran V3 4 . . ’ . . . agn
valeur|de la<ré d’isolation, établie de fagon permanente ou ajustable, d’un dispositif
pour stirveiller si laxésistance d’isolation tombe sous cette limite

[CEI 61557=8,de&fimition 373, modifi&}

3.103

sensibilité de la réponse

valeur du courant évalué ou de la résistance d’isolation a laquelle I’évaluateur répond sous
des conditions spécifiées

[CEI 61557-9, définition 3.4]

3.104

tension nominale du systéme de distribution (U,))

tension pour laquelle un systéme de distribution est congu et a laquelle certaines
caractéristiques de fonctionnement font référence

[CEI 61557-1, définition 3.1]
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IEC 61000-4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement
techniques — Power frequency magnetic field immunity test

IEC 61000-4-11: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement
techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

IEC 61326-1:2005, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC
requirements — Part 1: General requirements

IEC 61557-8, Electrical safety in low-voltage distribution systems up to 1 000V a.c. and
1500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or _monitoring of protective _measures —
Part 81 Insulation monitoring devices for IT systems

IEC 61557-9, Electrical safety in low-voltage distribution systems tp. to 1
1000V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring
Part 91 Equipment for insulation fault location in IT systems

CISPR| 11: Industrial, scientific and medical (ISM) Radjo-fr

3 Tdrms and definitions

For the¢ purposes of this part of IEC 6
except]|as follows:

apply,

Additign:

3.101
insulation resistance

Re
resistajnce in t@st
applianpces to eart

[IEC 6

including the resistance of all the connected

3.102
specif
Ran
value ¢f the i ioR resistance, permanently set or adjustable, on the device and mohitored
if the insulatien resjstance falls below this limit

[IEC 6[1557-8, definition 3.3, modified]

3.103

response sensitivity

value of the evaluating current or insulation resistance at which the evaluator responds under
specified conditions

[IEC 61557-9, definition 3.4]

3.104

nominal voltage of the distribution system (U,)

voltage by which a distribution system or equipment is designated and to which certain
operating characteristics are referred

[IEC 61557-1, definition 3.1]
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3.105
tension d’alimentation (Ug)

61326-2-4 © CEI:2006

tension en un point ou I'équipement de mesure reg¢oit ou peut recevoir une énergie électrique

pour une alimentation

[CEI 61557-1, définition 3.8]

4 Généralités

L'Article 4 de la CEI 61326-1 s’applique.

5 Plan d’essais de CEM

5.1 [Généralités

Le parpgraphe 5.1 de la CEI 61326-1 s’applique.
5.2 [Lonfiguration de I'EST lors des essais

521 Généralités

Le parpgraphe 5.2.1 de la CEl 61326-1 est appli

Additidn:

Penda

— als

Si 'ES
|'essai

Les di
d’isolafi

5.2.2

Le parggraphe 5.2.2°de la CEl 61326-1 s’applique.

de ce qui suit:

endant

fautes

5.2.3 Assemblage de I'EST

Le paragraphe 5.2.3 de la CEl 61326-1 s’applique.

5.2.4 Acces d’entrée/sortie

Le paragraphe 5.2.4 de la CEI 61326-1 s’applique.

5.2.5 Matériel auxiliaire

Le paragraphe 5.2.5 de la CEl 61326-1 s’applique.

5.2.6 Cablage et mise a la terre

Le paragraphe 5.2.6 de la CEl 61326-1 s’applique.
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3.105

supply voltage (Us)

voltage at a point where the measuring equipment does or can accept electric energy as a
supply

[IEC 61557-1, definition 3.8]

4 General

Clause 4 of IEC 61326-1 applies.

5 EIJIIC test plan

5.1 General

Subclause 5.1 of IEC 61326-1 applies.

5.2 [Lonfiguration of EUT during testing

5.2.1 General

Subclguse 5.2.1 of IEC 61326-1 is applj

Additign:

During|the tests, the EUT is supplied as speeified<®
For EUT having several rati y s

- to ]he lowest nominaksupp

— to the highes<>m 3ge istripution system v,

If the EUT has inté 3 tions, they shall be connected during the tgsts as
specifi \

Insulaj tested
separ

5.2.2

5.2.3 [ Assembly of EUT

Subclause 5.2.3 of IEC 61326-1 applies.

5.2.4 1/0 ports

Subclause 5.2.4 of IEC 61326-1 applies.

5.2.5 Auxiliary equipment

Subclause 5.2.5 of IEC 61326-1 applies.

5.2.6 Cabling and earthing (grounding)
Subclause 5.2.6 of IEC 61326-1 applies.
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5.3 Conditions de fonctionnement de I’EST lors des essais
Le paragraphe 5.3 de la CEIl 61326-1 est applicable a I’exception de ce qui suit:
Addition:

5.3.101 Conditions de fonctionnement

L’EST doit étre réglé comme spécifié par le fabricant pour une utilisation normale.

Si 'EST a des niveaux de réponse ajustables, les essais doivent étre effectués comme ci-
apres:

— poyr les dispositifs de surveillance de l'isolation, dans la partie Hue de

réponse;

— poyr les systémes de localisation de faute d’isolation, a u ieu de

I’étendue de la sensibilité de réponse.

Si 'EQT a un temps de réponse sélectionnable, ce dé valeur

minimdle.
La caplacité de fuite du systéme doit étre établie ala\va

5.4 PBpécification des critéres d’apti

Le parggraphe 5.4 de la CElI 61326-1 s

5.5 Description de I’'e

Le parpgraphe 5.5 de |a

6.1

Le par
Additi

6.1.10

L’essa
en fonktionnemse
s’appliquent pas aux bornes de connexion.

Des décharges électrostatiques de polarité positive et négative doivent étre appliquées
10 fois a chaque point d’essai sélectionné.

Les points d’application doivent étre mentionnés dans le rapport d’essai.

6.1.102 Phénoméne de rayonnement haute fréquence

Le temps de maintien a chaque fréquence doit étre 1,5 fois le temps de réponse le plus long
de I'EST spécifié par le fabricant, plus le temps de retard, voir 5.3. Le temps de maintien réel
doit étre mentionné dans le rapport d’essai.


https://iecnorm.com/api/?name=007ac90aa71fcdc85f15e622efe01db8

61326-

2-4 O |EC:2006 -15 -

5.3 Operation conditions of EUT during testing

Subcla

Additio

use 5.3 of IEC 61326-1 is applicable, except as follows:

n:

5.3.101 Operational conditions

The EUT shall be set as specified by the manufacturer for normal operation.

If the EUT has adjustable specified response levels, tests shall be performed as follows:

— for

— for
ran

If the H

The sy

5.4

insulation monitoring devices in the middle of the response range;

stem leakage capacitance shall be set to a reference

Specification of performance criteria

Subclguse 5.4 of IEC 61326-1 applies.

5.5

Test description

Subclguse 5.5 of IEC 61326-1 applies.

6 Im

munity requireme

sitivity

6.1 Conditio@:r

Subclguse 6.1 of [EQ 64\32L hre, except as follows:

Additidn:

6.1.10 dischafge immunity tests

The tep ppfied to parts of the EUT which are accessible to the user in hormal
operatlons, ferdexample, push-buttons, displays; this test does not apply to connection
terminals.

Electrostatic discharges of positive and negative potarity shattbe apptied—t0times to each of
the selected test points.

The points of application shall be stated in the report.

6.1.102 Radiated high-frequency phenomena

The dwell time for each frequency shall be 1,5 times the longest response time of the EUT
specified by the manufacturer, plus the time delay, see 5.3. The actual dwell time shall be

stated

in the test report
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6.1.103 Essai d’immunité aux transitoires rapides (salve)

61326-2-4 00 CEI:2006

Les entrées pour les fonctions de contréle a distance doivent étre essayées séparément. Les

cables des fonctions non essayées doivent étre déconnectés.

Les salves doivent étre appliquées pour une durée minimale de 1 min; cependant, le temps
d’application doit étre supérieur au temps de réponse de 'EST spécifié par le fabricant.

6.1.104 Essai d’immunité aux ondes de choc

Des impulsions de polarité positive et négative doivent étre injectées avec un angle de phase

oo 700
entre 96—et+276=-

Une sé¢rie de cing impulsions est appliquée pour chaque polarité et
avec upe durée entre les impulsions de 1 min.

6.1.105 Perturbations conduites de champs de fréquence fadioé

aque-anglende| phase

Le tenps de maintien a chaque fréquence doit étre 1,5 foq npNde répgnse le plys long

de 'E$T spécifié par le fabricant. Le temps de maintier
rapport.

6.1.106 Essais d’immunité au champ magné

L'essal est effectué uniquement sur
magnéftiques.

6.1.107

Les exjgences de 5.2.
6.2 Exigences’pou
Le parfggraphe §>

Remplacement:

Les exjgence 8 l'i nité sont indiquées au Tableau 101.

Tableau 101 — Essais d’immunité

ntionné dans le

hamps

N° Acces Phénomeénes Norme de base CEM Niveau d’essai
d’essai
101.1 Enceinte Décharge CEI 61000-4-2 4 kV contact
électrostatique )
8 kV air
101.2 Enceinte Haute fréquence CEI 61000-4-3 80 MHz a 1 000 MHz, 10 V/m
rayonnante 1,4 GHz a 2 GHz, 3 V/m

2,0 GHz & 2,7 GHz, 1 V/Im
80 % Modulation d’amplitude

101.3 Connexion Transitoires rapides CEI 61000-4-4 2 kV
d’alimentation | (salves)
et de
distribution
Connexions 1kV

distantes
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6.1.103 Fast transient immunity test (burst)

Ports for remote control functions shall be tested separately. Cables for functions not tested
shall be disconnected.

The bursts shall be applied for a minimum time of 1 min, however, the time of application shall
be greater than the response time of the EUT specified by the manufacturer.

6.1.104 Surge immunity test

Pulses both with positive and negative polarity shall be injected with a phase angle being 90°
and 276

A serigs of five pulses is applied for each polarity and each phase angle ptween

the pulses of 1 min.

6.1.10p Conducted disturbances from radiofrequency fiel

r&sponse\time of the EUT

The dwell time for each frequency shall be 1,5 times th ¢
statedhin thextest report.

specified by the manufacturer. The actual dwell time sha

6.1.106 Power-frequency magnetic field imm

The tept is performed only on EUT wi g to magnetic fields.

6.1.107 Voltage interruptions immunpi

The refuirements of 5.2.1 apply.

6.2 mmunity test require

Subclquse 6.2 of lEC 6

Replagement:
The immunity reqljreren e giver( in Table 101.
<\ \ Table 101 — Immunity tests
Test Ng. \Q)h\ Menomenon Basic EMC standard Test level
101.1 Enclos%e\/électrostatic discharge | IEC 61000-4-2 4 kV contact
8 kV air
101.2 Enclosure Radiated high IEC 671000-4-3 80 MHz to 1 000 MHz, 10 V/im
frequency 1,4 GHz to 2 GHz, 3 V/m
2,0 GHz to 2,7 GHz, 1 V/Im
80 % AM modulation
101.3 Power Fast transients (burst) | IEC 61000-4-4 2 kV
supply and
distribution
system
connections
Remote 1 kV
connections
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Tableau 101 (suite)

61326-2-4 00 CEI:2006

N° Acces Phénomeénes Norme de base CEM Niveau d’essai
d’essai
101.4 Connexion Salves CEI 61000-4-5 2 kV ligne / terre
d’alimentation ) )
et de 1,2/50 ps / 8/20 ps 1kV ligne / ligne
distribution
Acceés 1 kV ligne / terre
auxiliaires
0,5 kV ligne / ligne (non applicable
aux interfaces)
101.5 Toutsauf Perturbations CET61000-24-6 BORAZ a8
enceinte conduites
de champs de
radiofréquence
101.6 Enceinte Champ magnétique de | CEl 61000-4-8
fréquence
d’alimentation ant des
égrés
101.7 || Alimentation | Chutes de tension, CEl 61000-4-1 05 yely, 1084
c.a. interruption
6.3 Aspects aléatoires
Le parfggraphe 6.3 de la CEI 61326-1
6.4 Critéres d’aptitu
Le parggraphe 6.4 de |a~CE]|
Remplacement:Q
Les principes généraux I'essai
d'immynité sont S
Tapleau jon
N° d’egsdi or| sae Modes de Critéres d’aptitude
selon|le base fonctionnement a la fonction
Tableay 101
101.1 CEl 00-4»2 Pour les dispositifs de surveillance de |Le contact de sortie et les indicdteurs
101.3 GEl 61000%4-4 I'isolation, une rési_stapce d’isolation Rr Yisuel§ ne doivent pas étre commutés en
de 2 x R,, est appliquée état d’alarme pendant cet essai
101.7 CE| 61000-4-11

FOUr 1es Systiemes de tocatisatiom de
faute d’isolation, les valeurs suivantes
sont appliquées:

- 2 xla sensibilité de réponse
spécifiée pour les dispositifs
évaluant la résistance d’isolation

- 0,5 x la sensibilité de réponse
spécifiée pour les dispositifs
évaluant le courant

tesmdicateurs visuets{exempfe: écrans,
led) et les fonction a distance (exemple:
interfaces de commande analogiques et
numériques) peuvent étre influencés
transitoirement

Une résistance d’isolation
Rg de 0,5 x R,, est appliquée

Le contact de sortie et les indicateurs
visuels doivent commuter en état
d’alarme et y rester pendant la durée de
la perturbation

Les indicateurs visuels (exemple: écrans,
led) et les fonctions a distance (exemple:
interfaces de commande analogiques et
numériques) peuvent étre influencés
transitoirement
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